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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。
本标准起草单位:亚洲硅业(青海)有限公司、昆明冶研新材料股份有限公司、洛阳中硅高科技有限

公司、新特能源股份有限公司。
本标准主要起草人:王体虎、魏东亮、蔡延国、宗冰、季静佳、陈英、张云晖、张园园、邱艳梅。
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硅材料用高纯石英制品中杂质含量的测定
电感耦合等离子体发射光谱法

1 范围

本标准规定了多晶硅用高纯石英制品中铝、钙、钾、钠、铜、镁、磷、砷、锌、镍、硼含量的测定方法。
本标准适用于多晶硅用高纯石英制品中铝、钙、钾、钠、铜、镁、磷、砷、锌、镍、硼含量的测定,测定范

围见表1。

表1 测定范围

元素 质量分数/(μg/g) 元素 质量分数/(μg/g)

铝 1.00~50.00 磷 0.10~10.00

钙 1.00~50.00 砷 0.10~10.00

钾 0.10~50.00 锌 0.10~10.00

钠 1.00~50.00 镍 0.10~10.00

铜 0.10~5.00 硼 0.10~10.00

镁 1.00~5.00 — —

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 方法提要

称取一定量的试样,用氢氟酸溶解,使二氧化硅转化为四氟化硅除去,残渣用盐酸溶解。试样溶液

引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪,在选定的测定条件下,测量试液中各元素的含量。

4 试剂

4.1 实验用水应符合GB/T6682—2008中规定的一级水的要求。

4.2 氢氟酸(ρ≈1.14g/mL),每种杂质元素含量均低于100ng/L。

4.3 盐酸(ρ≈1.12g/mL),每种杂质元素含量均低于100ng/L。

4.4 盐酸(1+1)。

4.5 单元素标准贮存溶液:采用国内外可以量值溯源的有证标准物质,其质量浓度为1000μg/mL。

4.6 混合标准溶液:分别移取1.00mL铝、钙、钾、钠、铜、镁、磷、砷、锌、镍、硼单元素标准贮存溶液
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